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Потрійні галогеніди APb2X5 (A – K, Rb; X – Cl, Br), є низькофононними та негігроскопічними, порівняно з кристалом  LaCl3:Pr3+. Ці сполуки є привабливими матеріалами, які можуть бути використані як твердотільні оптичні підсилювачі, що працюють в середній інфрачервоній області спектру. Також сполука TlPb2Br5 є перспективний матеріалом для застосування в безпечних твердотільних лазерах та оптичних комунікаціях.
Сполука TlPb2Br5 існує в системі PbBr2 – TlBr, утворюється конгруентно при 668 К, володіє поліморфним перетворенням при 580 К. НТМ-TlPb2Br5 кристалізується в моноклінній сингонії (ПГ Р21/с, структурний тип NH4Pb2Cl5). В системах PbBr2 – K(Rb)Br при складах вихідних компонентів 2 : 1 утворюються сполуки KPb2Br5 та RbPb2Br5 відповідно, котрі плавлятьcя конгруентно при 655 К. KPb2Br5 кристалізується в моноклінній сингонії (ПГ Р21/с), а RbPb2Br5 – в тетрагональній (ПГ I4/mcm).
Для дослідження фізико-хімічних взаємодії в системах TlPb2Br5 – APb2Br5 (A – K, Rb) синтезували по 11 сплавів в повному концентраційному інтервалі. Зразки нагрівали до температури 1070 К з швидкістю 20 К/год. Після 6 год витримки температуру поступово знижували (~20 К/год) до кімнатної.
Отримані сплави досліджували рентґенофазовим та диференційно-термічним методами аналізу. РФА проводився методом порошку на дифрактометрі ДРОН 4-13 (CuKα-випромінювання, інтервал запису 10° ≤ 2Θ ≤ 80°, крок зйомки 0,05°, експозиція – 5с). Запис кривих ДTA проводився на дериватографі системи Paulik–Paulik–Erdey з використанням Pt/Pt-Rh термопари.
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	     Система TlPb2Br5 – KPb2Br5 відноситься до III типу за класифікацією Розе-бома з мінімумом на ~ 73 мол. % KPb2Br5 при 645 K. За даними РФА (рис. 1) встановлено, що на основі ВТМ-TlPb2Br5  утворюється α-твердий розчин протяжністю ~ 92 мол. % (~8-100 мол. % KPb2Br5) при 300 К, β-твердого розчину на основі НТМ-TlPb2Br5 – менше 5 мол. %. 

	Рис. 1. Дифрактограми сплавів системи TlPb2Br5 – KPb2Br5 
	Рис. 2. Дифрактограми сплавів системи TlPb2Br5 – RbPb2Br5 
	


Система TlPb2Br5 – RbPb2Br5 є евтектичного типу з координатами евтектичної точки 633 К, 71 мол. % RbPb2Br5. За даними рентгенофазового аналізу встановлено, що в системі існує три тверді розчини. Протяжність γ-твердого розчину на основі ВТМ-TlPb2Br5 складає ~ 44 мол. %, γ'-твердого розчину на основі НТМ-TlPb2Br5 – менше 5 мол. %, δ-твердого розчину на основі RbPb2Br5 – ~ 20 мол. % (рис. 2).
